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VIAVI
テスト、検査、およびクリーニングソリューション 
光コネクタメーカー向け

ファイバーテストソリューションの業界リーダーとして、VIAVI は、コンポーネント 

およびコネクタメーカーに、製造現場全体の品質と効率を保証するソリューション 

のテスト、クリーニング、および検査の包括的なポートフォリオを提供することに 

尽力しています。

パッシブコネクタ IL  
および RL テストモジュール（mORL）

世界中で実績のある MAP シリーズプラットフォームは、メーカーが 
その取引先の特定のニーズに応じてテストできるようにするスケ 
ーラブルなソリューションを提供します。PCT テストソリューション 
は、製造現場全体で IL、RL、物理的長さ、極性をテストするための 
モジュール、ソフトウェア、および周辺機器の強力なファミリーで 
構成されています。PCT システムには、JDSU の RX および RM  
メーターにまでさかのぼる 30 年間の統合 VIAVI 光設計の歴史が 
あり、その MAP シリーズの奥行きを活かしたパフォーマンスと 
拡張性を提供し、光製造における業界ベストセラーのテストソリュー 
ションとなっています。

 y 高速かつ正確、世界に認められた計測能力と革新的なワーク 
フロー

 y 小型かつモジュール式、必要に応じて購入

 y スクリプト機能、企業全体のデータ管理オプション

 y シンプルかつ信頼性の高いリモート自動化、統合が容易 

 y グローバルサポート、最寄り地域での校正および点検修理

PCT-rm は、ラボと製造におけるシングルファイバーコネクター 
アプリケーションを対象とする MAP-220 ベースの挿入損失（IL） 
および反射損失（RL）ソリューションです。

クラシックな JDSU RM および RX メーターの伝統の上に築かれ 
た PCT-rm では、業界標準の光連続波反射 (OCWR) テスト方式が 
活かされています。特許取得済みのリアルタイム測定エンジンに 
より、測定対象の波長数に依存しない、すなわち、すべての波長に 
対してリアルタイムの測定パフォーマンスと速度を実現しています。

 y 生産スループットは、測定要件に関係なく最大化されます。

 y IL と RL 用のリアルタイム高再現性システム

 y イーサネットおよび GPIB に対応するように設計された、設置 
面積の小さい卓上型メインフレーム

 y モジュール式設計で、マルチモード（EF 準拠）、シングルモード 
およびチューナブルソースをサポート

 y シングルファイバーコネクターの製造、コネクター.およびシンプル 
なブロードバンドパッシブコンポーネントの適合性テストに最適

シングルファイバー IL  
および RL システム（mOLM）

https://www.viavisolutions.com/ja-jp/products/map-system-multiple-application-platform
https://www.viavisolutions.com/ja-jp/products/map-pct-il-and-rl-test-modules-morl-a1
https://www.viavisolutions.com/ja-jp/products/single-fiber-insertion-loss-return-loss-system-molm
https://www.viavisolutions.com/ja-jp/products/map-220c


CleanBlastPRO™ は、次世代のコネクター端面クリーニングの 
次世代製品です。この自動システムにより、光コネクターメーカーは 
生産施設全体のクリーニングプロセスの制御が可能になり 
ボタンを押すだけで迅速かつ再現性のある結果を得ることができ
ます。

光コンポーネント環境テストシステム（OCETS）は、温度や湿度な 
どの環境ストレス条件下でのパッシブ光コンポーネントの長期 
信頼性をテストするための自動テストシステムです。OCETS ハード 
ウェアおよびソフトウェアは、複雑な測定シーケンスを実行し 
関連する環境チャンバーを制御できます。このシステムは、費用効果 
の高い方法で光伝送ネットワーク素子を開発、製造できるように 
最適化された光テスト・光測定プラットフォームです。

検査

アダプターとチップ

CleanBlastPRO

光コンポーネント環境テストシステム

FV 卓上型マイクロスコープは、製造プロセス全体を通じてクリー 
ンなファイバーコネクタの端面を保証する機能を光コネクター 
メーカーに提供します。FV マイクロスコープには2通りの倍率構成 
があり、事業者はそれぞれの利点を活かし、製造プロセス全体の 
各段階で適切なツールを利用して端面の汚れ対策を講じることが 
できます。

VIAVI の光製造テストプラットフォームは、メーカーが遭遇する広範 
な各種コネクターに専用のチップとアダプターを採用しています。
アダプターとチップのこの包括的なセレクションにより、メーカー
は、毎日扱うコネクターを確実にテスト、検査、およびクリーニング 
できます。

MAP シリーズ
アダプター

検査用チップと 
アダプター

クリーニング用 
チップとアダプター
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